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摘要(译)

本发明提供了能向用户报告适当的测定结果并提高用户的操作性、便利
性的超声波测定装置及超声波测定装置的控制方法。超声波测定装置包
括在边沿扫描面扫描边发送超声波束的同时接收超声波束的超声波回波
的超声波转换器元件、及根据来自超声波转换器元件的接收信号进行处
理的处理装置。处理装置包括：根据接收信号获取相对于测定地点表面
的扫描面的方向是第一方向～第K方向时的第一～第K的A模式波形数据
组的数据获取部；根据第一～第K的A模式波形数据组选择测定结果用A
模式波形数据的选择部；及根据选择的测定结果用A模式波形数据及测定
结果用A模式波形数据组中的至少一个生成报告用数据并将生成的报告用
数据输出的报告控制部。
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